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PomiOr rezysłancii wyjściowej Ro 

1. "'"'Z91at nor",y, Przedmiotem .normY' jest . metoda 

poml_ f"ez~.1 wyj6ć:iówej Ró _łogowych Ma'0I'1cl'1 
.', . 

w.zm~ec:zy OWYlSc;u 'nl_~~ym w warunkach INI­

ł~.ygnMu. 

. 2, Układ pomlarowy 
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G - fr6dto riapl,cla przemlennęgo, U - mierzony układ sc~ 
lony z elementami pomocniczymi, Z - źr6dto napi,cla sta­
łego Ucc zasi laJ,cego ' układ .calony, RL - rezyst.ancja 
obclpenł., V - miernll< napl~ia zmiennego na 4bc If.ien i u, 

3, ' Wymagania dotycz,ce element6w układu pomiarowego 

rezystor reguiowany R
L 

powinien spełniać wymagania: 

_ zillk1"es regulacji rezystancJI R rezystora RL powinien 

zapewnić pomiar minimalnej wartości rezystancji wyjścio­

wej 'l? . ' tj, umoillwiać regulacJ, w zakresie wartości 
''Omln . 

. Ronom op Rom,tn 

_ tolerancja rezystancji rezystora RL <Prz~ cz,stotliwoś- . 

ci pomlaro~eJ powinna być nie wl,ksza od ±1 o/, :tO,OH1, 

_ moc znami·onowa rezystora powinna być .tak dobrana, 

aby w czule ~jarli rezystor nie 'był przecipony 

zmienił w .... tości rezyslancjl, 

4, Cżynnoścl wykOnywane przy pomiarze 

nie 

a} I.fSlawlć na źr6dle sygnału zmiennego minimaIn, war­

' tość napl,cla wejściowego przy l,danej cz,stotHwości po-

Grupa katałogowa XIX !tS 

miarowej l oraz wyrnagen, wart~ opOf'noicióbfip"la 

RL ; 

b) podtfczYF do uł<ładu pomiarowego badany układ 5Calo",: 

ny, . 

c) wł,czyć ~,ifCie zasilaJfC8 UCC' • 
. . 

dl reguluj,C napięciem ' generatora ustawić na woltomie-

rzu V wymagan, wartośćnapl,cjawyjśclowego Uo (lub. 

wejśclowego Ul)' . 

el 'reguluj{lc rezystancj, oPornika R
L 

ustawić tak, . Jej 

wartość R~ , . przy kt~6rej. napięcie wyjściowe uzyskuje . po­

łow, poprzedniej wartości 

"-
f) obliczyć wartość oporności wyj.ściowej Ro ze wzoru · 

(O 

5. W ar·unk i pomiaru. Normy przedmiotowe lub Inne szc-. . . . , 
g6łowe warunki pomiarowe powinny określ~ wartości po-

dane w BN-75/3375-26/00 P,' 2, 11 oraz: 

- częstotliwość pomiarow{l f" . . . 
. _ warunki obci{li.enia tj, rnapl,cle wyjściowe Uo (wzgl,d-. 

nie wejściowe VI) oraz-rezystancJ,ę obci{llenia RL, . 

W.artość napi.cia wyjściowego Vo (wzgl,dnie weJ&cIo-

wego Ul l nalety tak dobrać, ~by przy obu wartoścIach 
I . 

rezystancJi obci{ltenia R
L 

i RL . nie przeci{llyć układu sca-

lonego oraz spełnić warunki małego sygnału, . 

Metoda pomiaru jest słuszna jedynie W6WCZIIS, gdy skła­

dowa bierna X
o 

impedancJi wyjściowej Zo układu scalonego 

spełnia warunek 

(2) 
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W,;I.ieU 
WYDAWNICTWA HOlMALlIACYJHE .o...k. Wyd. Honn. W·w., A,k. wyd, 0,15 Hak1.400ł22. z. ... 1791/78 . c .. &' : t,1O 



InformaeJe dodatki>we 00 BN-75/3375-26/07 
.u._ 

INFOAMAC.e OOQATKOWE ' .- . 

1, Instytucja opracowuJaca norni, - Naukowo- Pr,9dukcyj- ' 

he..Centrum P6łprzewO'dnik6w, 

2, Normy zwiazane 

~N-7.5/33.7s..26/QO, Analogow,8 układy scalone, Metody po-

Błllę. MauepeBHe BXO.1lB1a K BIiXO.1lHHX CO~pO~UJl~ 
HIQł- noria'la zg~dna, 

I., Autorzy projektu normy _ mgr Ini, Bogumłł Owczarek 

• - Instytut Tecnnologli E 'lektronowej orllZ ini, Adam WoJ-
m.iaru-.perllmetr6w !llektrycznych, ~pstanowi.enia_ 

g61ne 
0- . tarowicz ..';NlIYkowo-P.rodukcyJne Centrum P6tprzewodi'tl':' 

k,6w, 

3, Zalecenia międzynarOdowe 
t, 

RWPG PC 4830-74 LlHKpOCXeMli HHTerpaJIIIHl>Ie . aH~JIOr~ 5, Uwagi do wydania II, Poprawl~o oczywiste błtdy, 

.' , 


